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Opticka analyza topografie povrchu a geometrie

Meéfici systémy MarSurf se diky svym flexibilnim moZznostem pouziti jiz osvédcily
v mnoha odvétvich primyslu, od kontroly kvality az po zkousky souvisejici se
sériovou vyrobou. Béhem nékolika malo sekund dodaji presné a opakovatelné 3D
mérené hodnoty u témér vsech materiall - at se jedna o kovy, sklo, keramiku,
polovodice, polymery nebo organické latky.
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MarSurf | Pfistroje na méfeni povrchu

Opticky nebo dotykove?
Vyber spravne merici metody

Kdy byste méli vsadit na osvédcenou taktilni méfici techniku a
kdy je smysluplnéjsi méreni provérenymi optickymi pfistroji? Obé
metody poskytuji z 99 procent stejné presné vysledky, zalezi tedy
na tom, které povrchoveé struktury chcete mérit a které parametry
a vlastnosti jsou relevantni pro vasi vyrobu. Spole¢nost Mahr
nabizi rliznd feseni pro obé metody. Pfi vybéru vdm pomohou
nasledujici kritéria:

Procesni hodnoty podle ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 a ISO 21920

Taktilni a optické pfistroje vyhodnocuji drsnost a z¢4sti také vinitost povrchu
— ato v souladu s poZzadavky norem DIN EN ISO 4287 a DIN EN ISO 13565.
Optickeé pristroje navic splnuji pozadavky normy DIN EN ISO 25178 a v
budoucnosti i normy DIN EN ISO 21920, které umoznuji ploSny popis povrchu
bez pouziti dotykového snimani.

Procesni hodnoty ziskané obratem ruky

Profily drsnosti, vinitosti a primarni profily popisuji povrch a jeho vlastnosti.

Z nich odvozené parametry umoznuji posouzeni kvality daného povrchu. Je

tak mozné zabezpecit jistotu ve vyrobnim procesu a rychle provadét vstupni
kontroly dilcd.

Statisticka kontrola

U strojné opracovanych povrchi nejsou struktury ¢asto usporadané v uréitém
smeéru, ale jsou rozmisténé stochasticky. Nelze je v rdmci 2D fezu dostate¢né
popsat nebo je Ize popsat pouze s velkou ¢asovou naro¢nosti. Vysokou
vypovédni hodnotu a rychlé vysledky méreni nabizi oproti tomu plosné,
optické snimani povrchu.
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Méreni pouhym stiskem tlacitka

PoloZte snimaci raminko jednoduse na povrch, stisknéte tlacitko a spustte
méreni — zcela bez komplikovanych perifernich zafizeni. Odecitejte
vysledky pfimo na displeji a vytisknéte si je v pfipadé potfeby na prislusné
tiskdrné. A to vSe pfi bezkonkurenénim poméru ceny a vykonu.

Topograficka kontrola

Kdyz jsou povrchy velmi choulostivé, mékké, lepkavé nebo zcela nespo-
jité, je idedlni volbou metoda bezdotykového, tedy optického méreni. Totéz
plati i pro povlakované, nehomogenni a komplexni povrchy a pro plochy
bez struktur vzniklych opracovanim: Ty Ize nejlépe proméfit a vyhodnotit
optickou metodou.

Snadna pfristupnost

Optické i dotykové méfici pristroje umoznuji spolehlivé kontroly povrch
pfimo na obrobku ve vyrobni hale. Aby dokazaly provérovat tézko
pristupné plochy, malé prohlubné nebo vrtané otvory, tak dotykové
nastroje nabizeji diky svym vyjimatelnym posuvovym jednotkdm navic
dodate¢nou vyhodu.
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Konfokalni technologie | MarSurf CM

Maximalni kvalita signalu
diky technologii Multi Pinhole

Vykonné konfokalni mikroskopy produktové fady MarSurf zajistuji
velmi rychlé pofizovani snimku diky specialné vyvinuté a patento-
vané technologii s vice otvory (Multi-Pinhole-Disc). Ta je zarukou
rovhomeérného a stochastického rozmisténi, jelikoz sousedni body
méreni nejsou méreny bezprostfedné po sobé. Konfokalni mikro-
skopy Mahr se kromé toho vyznacuji extrémné nizkym rozptylem a
robustnim signdlem s vysokou svételnou vytéznosti. Tim dosahuji
vyskového rozliseni az do fadu nanometr(.

Technologie MPD

Nizky vyskyt artefakt(, vysoka
rychlost, nizky Sum, bez upfed-
nostnéni jakéhokoli sméru

nm

Vertikalni optické rozliseni
Technologie TrueDetection

100nasobné snimani méreného
bodu, extrémné stabilni data

9 9 O/O méreni / vysoka opakovatelnost
CCF MAX

Maximalni korelace k datim
z méreni dotykovou metodou

Piezo-pohon

pro maximalni

5 O O O O vertikalni rozliseni
MTBF

LED svételny zdroj

Objektivy

nejvétsi ¢tvercova pole méreni, pro
méreni drsnosti v jednom poli méreni /
nejlepsi homogenni osvit
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Celkova odrazivost
Vzorové povrchy

Body mérené za sekundu

126 000 000

S
Typicka doba méreni pro 3D
méreni drsnosti

16bitova HDR kamera

Optimalni pomér signalu k Sumu / bez
zesileni Sumu pfi malych zvétSenich

Systém méreni délky drahy

Sklenéné pravitko se systémem
méreni délky drahy ve vSech osach

Detekce kolizi

ve vS§ech smérech —
bezpecénost pro vzorek i systém
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MarSurf CM explorer

Plosna 3D méreni

POPIS
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Flexibilni, univerzalni méfici
feseni

MarSurf CM Explorer piedsta-
vuje kompaktni konfokalni
mikroskop, se kterym muzete
trojdimenzionalné méfit a
analyzovat rtizné povrchy —
bezdotykové, rychle a
nezavisle na materialu.

Diky robustni konstrukci a odol-
nosti v{ci vlivdm okoli je zafizeni
MarSurf CM Explorer ideédlné
vybaveno nejen k pouziti ve
zkusebni a kontrolni laboratori,
ale také pro Ucely zajisténi kvality
ve vyrobnim prostredi.

Hlavni vyhody:

Vysoka rychlost méreni — i pfi
plném rozliseni

Koncepce zajistujici snadnou
obsluhu

Bezpecnost diky detekci kolizi ve
vsech smérem za Ucelem ochrany
pro vas obrobek a méfici systém
Funkce High Dynamic Range
(HDR) —16bitova

Konstantné vysoké rozliseni i pfi
velkych méficich plochach diky
funkci HD-Stitching — spojovanti
obrazu

Osvédceny opticky méfici
systém se vedle dalSich
moznosti Uspésné pouziva k
nasledujicim mérenim:
Méreni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

Méfeni topografie (mj. objem,
opotrebeni, izotropie)

Méfeni mikrogeometrie a tloust-
ky vrstev

UzZivatelé ocenuji MarSurf CM
Explorer jakoZto spolehlivy
méfici systém, ktery dodava
kvantitativné sledovatelné 3D
charakteristické hodnoty pro
mnoha odvétvi.

TECHNICKE PARAMETRY

CM explorer
Princip méreni

Rozliseni
Rychlost méreni
Parametry

e Rozsah dodavky:
e MarSurf CM explorer
¢ Konfokalni méfici hlava
— Kamera s vysokym rozlienim (CB nebo barevna
kamera)
— 4néasobny drzék objektivl s detekci
e Stativ tvaru L v¢. Fidici elektroniky
¢ Motoricky soufadnicovy stdl (50x50 mm) se
sklenénymi pravitky k polohovani vzorkd a
spojovanim obrazu (,, Stitching”)
* Motorickd osa Z (70 mm) se sklenénym pravitkem
o MeFici systémovy pocitac v¢. 24" TFT monitoru
e Objektivy:
- volitené 5x az 100x
e MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamendvani dat
e MarSurf MfM pro profesionalni vyhodnoceni,
grafické znazornéni a vytvareni protokolt
(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium)

Konfokalni
Vysokovykonné LED (505 nm / bild)
az 2 (nm) vertikalné
az 100 fps
ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178, ...

POUZITI

Strojirenstvi
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotrebeni

Elektronika a polovodice
Kontrola konstruk¢nich dild az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

Lékarska technika
Zajistén{ kvality lékarsko-technickych povrchi ve
vyrobé a laboratofi

Materialova véda
Optimalizace funkénich vlastnosti novych povrchl a
produktl

Mikrosystémova technika
Méreni komplexnich geometrii povrch( i u nejmensich
konstruk¢nich dild s pfesnosti v rozsahu nanometrd

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf CM expert

Plosna 3D méreni

POPIS

Automatizovatelny vysoce
moderni méfici systém
MarSurf CM expert predstavuje
vykonny konfokalni mikroskop,
se kterym mUzete trojdimenzio-
nalné méfit a analyzovat rlizné
povrchy — bezdotykové, rychle
a nezavisle na materialu.

Diky robustni konstrukci a odol-
nosti v{ci vlivam okolf je zafizeni
MarSurf CM expert idedlné
vybaveno nejen k pouziti ve
zkusebni a kontrolnf laboratofi,
ale také pro Ucely zajisténi kvality
ve vyrobnim prostredi.

Diky dodate¢nému polohovani v
ose Z, velkému rozsahu v oséch
X @'y a moznosti automatizace
nabizi vynikajici komfort ovlada-
ni. Systém na méreni povrcht se
vyznacuije volitelnou moznosti
vykonavat plné automatizovana
méFeni nezavisle na uzivateli,
kterd ho predurcuje jako idealIni
volbu pro nekomplikované a
vykonné pouziti v oblasti zajisto-
vani kvality.

Hlavni vyhody:

Sériova méfeni nezavisle na
uzivateli prostrednictvim
automatiza¢niho softwaru
Vysoka rychlost méreni — i pfi
plném rozliseni

Koncepce zajistujici snadnou
obsluhu

Bezpecnost diky detekci kolizi ve
viech smérem za Ucelem ochrany
pro vas obrobek a méfici systém
Funkce High Dynamic Range
(HDR) —16bitova

Konstantné vysoké rozliseni i pfi
velkych méficich plochach diky
funkci HD-Stitching — spojovani
obrazu

Osvédceny opticky méfici
systém se vedle dalsich
moznosti Uspésné pouziva k
nasledujicim mérenim:
Meéreni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

Méreni topografie (mj. objem,
opotrebeni, izotropie)

Méreni mikrogeometrie a
tloustky vrstev

Uzivatelé oceniuji spolehlivost
méficiho systému, ktery dodava
kvantitativné sledovatelné 3D
charakteristické hodnoty pro
mnoha odvétvi.

TECHNICKE PARAMETRY

CM expert

Princip méreni

Rozliseni
Rychlost méreni
Parametry

Rozsah dodavky:

MarSurf CM expert

Konfokalni méfici hlava

— Kamera s vysokym rozlisenim (CB nebo barevna
kamera)

— 4nésobny drzék objektivl s detekci

Stativ tvaru L v¢. fidici elektroniky

Motorizovany souradnicovy stdl (100x100 mm)

se sklenénymi pravitky polohovani vzorkt a

spojovanim obrazt (,, Stitching”)

Motorizovana osa Z (70 mm) se sklenénym

pravitkem

Meé¥ici systémovy pocitac v¢. 24" TFT monitoru

Objektivy:

- volitené 5x az 100x

MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamendvani dat

MarSurf ASW pro automatizaci (volitelné)

MarSurf MfM pro profesionalni vyhodnoceni,

grafické znazornéni a vytvareni protokoll

(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium)
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Konfokalni
Vysokovykonné LED (505 nm / bila)
az 2 (nm) vertikalné
az 100 fps
ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178, ...

POUZITI

e Strojirenstvi
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotrebeni

¢ Elektronika a polovodice
Kontrola konstrukénich dild az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

o Lékarska technika
Zajisténi kvality lékarsko-technickych povrchl ve
vyrobé a laboratofi

¢ Materialova véda
Optimalizace funkénich vlastnosti novych povrcht a
produktd

¢ Mikrosystémova technika
Méfeni komplexnich geometrii povrchli i u nejmensich
konstrukénich dilli s presnosti v rozsahu nanometrd

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf CM mobile

Plosna 3D méreni

POPIS
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Pripraveno k pouziti v jakém-
koli prostredi

Kompaktni MarSurf CM mobile
predstavuje prenosny konfokalni
mikroskop, se kterym muzete
trojdimenzionalné méfit a ana-
lyzovat rdzné povrchy — bezdo-
tykové, rychle a nezavisle na
materialu.

Nizka vlastni hmotnost a ovlada-
ni prostrednictvim laptopu
umozniuji flexibilni pouziti pfi
méfeni velkych objektl a obtizné
premistitelnych vzorkd, napf.
valcd.

Mobilni zplsob pouziti umozriu-
je provadét zkousky pfimo na
konstruk&nim dilu / nastroji

— zaroveni s minimalni dobou
odstavky provozu

Kompaktni systém (5 kg) s moto-
rickymi osami pro HD-Stitching
Robustni a spolehlivy pro pouziti
ve vyrobé

Vysoka rychlost méreni —i pfi
plném rozliseni

Koncepce zajistujici snadnou
obsluhu

Konstantné vysoké rozliseni i pfi
velkych méficich plochach diky
funkci HD-Stitching

Osvédceny opticky méfici
systém se vedle dalSich
moznosti Uspésné pouziva k
nasledujicim mérenim:

Méreni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

Méreni topografie (mj. objem,
opotiebeni, izotropie)

Méreni mikrogeometrie a tloust-
ky vrstev

Uzivatelé ocenuji MarSurf CM
mobile jakozto spolehlivy méfici
systém, ktery dodava kvantita-
tivné sledovatelné 3D charakte-
ristické hodnoty pro mnoha
odvétvi.

TECHNICKE PARAMETRY

CM mobile

Princip méreni

Rozliseni
Rychlost méreni
Parametry

¢ Rozsah dodavky:

e MarSurf CM mobile

e Konfokalni méfici hlava
— Kamera CB nebo barevna
— 4nasobny drzak objektivl

* Ridici elektronika integrovana v systému

¢ Motorizovany souradnicovy stll (50x50 mm) se
sklenénymi pravitky k polohovani a spojovanim
obrazt (,,Stitching”)

e Motorizovana osa Z (35 mm)

e Volitelné laptop nebo méfici systémovy pocitac ve. 24"
TFT monitoru

¢ Objektivy:
—volitené 5x az 100x

e MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamenavani dat

e MarSurf pro profesionalni vyhodnoceni, grafické zna-
zornéni a vytvareni protokoll
(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium)

Konfokalni
Vysokovykonné LED (505 nm)
az 2 (nm) vertikalné
az 100 fps
ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178, ...

POUZITI

e Strojirenstvi

Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotrebeni

¢ Nastrojarska technika

Kontrola konstruk¢nich dilt az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

e |ékarska technika

Zajisténi kvality lékarsko-technickych povrchli ve
vyrobé a laboratofi

e Materialova véda

Optimalizace funk¢nich vlastnosti novych povrchl a
produktd

* Mikrosystémova technika

Méreni komplexnich geometrii povrchl i u nejmensich
konstrukenich dill s pfesnosti v rozsahu nanometrd

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf CM select

Plosna 3D méreni

,

POPIS

Méreni povrch( stfizené na
miru

MarSurf CM select predstavuje
vykonny, konfigurovatelny
konfokalni mikroskop, se kterym
mUzete trojdimenzionalné mérit
a analyzovat rdzné povrchy —
bezdotykové, rychle a
nezavisle na materialu.

Je mozné individualné kombino-
vat osové a izolacni systémy a
softwarové moduly. Méfici
systém tak Ize pfizpUsobit na
rlizné mérici ulohy.

Jako multisenzorovy systém pak
MarSurf CM select dale nabizi
moznost kombinovat v jediném
méficim zafizeni rlizné technolo-
gie senzord. V zavislosti na dané
méfici Uloze Ize navic flexibilné
zvolit optimalini bodovy senzor.
MarSurf CM select spliiuje vase
individudlni pozadavky z hlediska
automatizace, komfortu méreni
a presnosti - az po plné automa-
tické méfici fesent.

Hlavni vyhody:

Navrzeno pro nepfretrzity provoz
Automatiza¢ni software s prlimy-
slovymi rozhranimi k pfenosu dat
do systémU zajistovani kvality
Vysoka rychlost méreni — i pfi
plném rozliseni

Individualné konfigurovatelné

na velikost vasich vzork
Multisenzorové zafizeni
Koncepce zajistujici snadnou
obsluhu

Bezpecnost diky detekci kolizi ve
viech smérem za Ucelem ochrany
pro vas obrobek a méfici systém
Funkce High Dynamic Range
(HDR) —16bitova

Konstantné vysoké rozliseni i pfi
velkych méicich plochach diky
funkci HD-Stitching — spojovani
obrazu

Osvédceny opticky méfici
systém se vedle dalsich
moznosti Uspésné pouziva k
nasledujicim mérenim:

Meéreni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

Méreni topografie (mj. objem,
opotrebeni, izotropie)

Méreni mikrogeometrie a
tloustky vrstev

UZivatelé oceriuji tuto konstrukéeni
fadu jakoZzto spolehlivy méfici
systém, ktery dodava kvantitativné
sledovatelné 3D charakteristické
hodnoty pro mnohaodvétvi.

TECHNICKE PARAMETRY

CM select

Princip méreni

Rozliseni
Rychlost méreni
Parametry

Rozsah dodavky:

MarSurf CM select

Konfokalni méfici hlava

— Kamera s vysokym rozlisenim (CB nebo barevna
kamera)

— 4néasobny drzék objektivl s detekci (volitelné)

Portalova konstrukce v¢. fidici elektroniky

VoliteIné motorizované osy XYZ v rlznych varian-

tach

Prlmyslovy pocitac v¢. dvou 24" TFT monitord

Objektivy:

—volitené 5x az 100x

volitelné tlumeni vibraci

Multisenzorové provedeni (volitelné)

Prehledova kamera (volitelné)

MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamenavani dat

MarSurf ASW pro automatizaci (volitelné)

MarSurf MfM pro profesionalni vyhodnoceni, grafic-

ké zndzornéni a vytvareni protokoll

(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium)

Konfokalni
Vysokovykonné LED (505 nm / bila)
az 2 (nm) vertikalné
az 100 fps
ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178, ...

POUZITI

e Strojirenstvi
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotiebeni

¢ Elektronika a polovodice
Kontrola konstruk¢nich dilt az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

o Lékarska technika
Zajisténi kvality lékarsko-technickych povrchl ve
vyrobé a laboratofri

¢ Materialova véda
Optimalizace funkénich vlastnosti novych povrcht a
produktd

e Mikrosystémova technika
Méreni komplexnich geometrii povrchl i u nejmensich
konstrukenich dill s pfesnosti v rozsahu nanometrd

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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Interferometrie v bilém svétle s technologii ICA

Zachyceni topografii v
subnanometrovem rozsahu

Nova fada interferometrd v bilém svétle od spolec¢nosti
Mahr zahrnuje tfi vykonné pfistroje: MarSurf WI 50 M,
MarSurf WI 50 a MarSurf WI 100. Boduji velmi velkym
polohovacim objemem pro velké obrobky a intuitivhim
uzivatelskym softwarem, ktery zadkaznici Mahr znaji a
ocenuji z optickych systémul.

Vase vyhody

@ Inteligentni korela¢ni algoritmus (technologie ICA)
@ Minimalni hodnota Sumu
@ Vysoka presnost

@ Maximalni stabilita

Vykonna technologie ICA

Nové interferometry bilého svétla od spole¢nosti Mahr
jsou zalozeny na novém algoritmu, ktery kombinuje dobré
vlastnosti predchozich metod, jako jsou PSl a VSI, v jedné
velké oblasti pouziti. Ten hleda nejlepsi korelaci a porov-
ndva kvlli tomu kazdy jednotlivy pixel. Takto vypoctené
hodnoty vysky jsou velmi pfesné a robustni. Tim se
minimalizuje Sum, coz néasledné zajistuje jedinecné
vysokou kvalitu dat. Diky tomu mohou laboratore a
oddéleni kontroly kvality ur¢ovat nejjemnéjsi drsnosti,
vysky stupni nebo drovné v rozsahu nanometr( - a to
béhem nékolika malo sekund.

VDI/VDE 2655 | ISO 25178

Certifikovana akceptace systému

//

Nizky SNR

Odstup signalu od Sumu
na referenéni urovni

Az 5 MP

Vysoké bocnirozliseni s
maximalnim poc¢tem pixeld

f

P N

Technologie ICA

Inteligentni korela¢ni algoritmus:
nejlepsi korelace s minimalnim
Sumem
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50.000 wrer

Zdroj svétla LED

5 sek.

Typicka doba méreni pro
3D méreni drsnosti

0,13 um

Minimalni Groven méficiho bodu

O' O 8 Nanometry

Hluénost podle STR

126.000.000

Datovych bodt za sekundu




MarSurf WI 50 M

Plosna 3D méreni

POPIS

¢ Vykonné zakladni Fedeni

e MarSurf WI 50 M je interferome-
tr bilého svétla, se kterym
mUzZete trojdimenzionalné mérit
a analyzovat rdzné povrchy —
bezdotykové, rychle a
nezavisle na materialu.

e Presné méreni v rozsahu subna-
nometrd — to je s novym MarSurf
WI 50 M, dokonalym zékladnim
feSenim, velmi snadné. Systém
splfiuje vSechny pozadavky, které
na vas kladou méici tlohy v roz-
sahu nanometrd — s maximalnim
vykonem a vynikajicim pomérem
ceny a vykonu. S funk¢nim
naklapécim stolem a manualnimi
osami X, Y a Z se vam prestaven{

a zaostieni hravé podafi. TECHNICKE PARAMETRY
¢ Hlavni vyhody: WI 50M
¢ Jednoduché technologie bez Typ WI 50 M
mot.o.rlclfych,osr i Princip méreni Interferometr s bilym svétlem
* Intuitivni ovladani Vysoce vikonna LED (650 nm / bila)
e Rychlé méfeni Interferometr bilého svétla
o Nakladové efektivni Viysoce vykonna LED (650 nm / bil&)
e Robustni a spolehlivy Rozliseni az do 0.2 (nm) vertical
. rvT}ax. }/ﬁka vzorkul 220 mm Rychlost méreni az do 140 fps
* Rizenfintegrované do stativu Parametry ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178 ...|ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178 ...
¢ Novy opticky méfici systém se
vedle dalSich moznosti Uspés- .
né pouzivé k nasledujicim POUZITI

mérenim:

Méreni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

Méreni topografie (mj. objem,
opotiebeni, izotropie)

Méfeni mikrogeometrie a
tloustky vrstev

Uzivatelé ocenuji fadu MarSurf
jakoZzto spolehlivé méfici systémy,
které dodavaji kvantitativné
sledovatelné3D charakteristické
hodnoty pro mnoha odvétvi.

Rozsah dodévky:

MarSurf WI 50 M
Interferometrickd méfici hlava

— HDR kamera (2 MP nebo 5 MP)
Stativ tvaru L v¢. fidici elektroniky
Manualni stal XY (105 x 50 mm)
Pfidavna manuélini osa Z (220
mm)

Meéfici pocitac v¢. 24" TFT
monitoru

Objektivy:

—volitelné 5x az 100x

MarSurf MSW k intuitivnimu
zaznamenavani dat

MarSurf MfM pro profesionalni
vyhodnoceni, grafické znazornéni
a vytvareni protokol

(Ize vybirat z verzi Standard,
Extended, Premium)

e Strojirenstvi
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotrebeni

e Nastrojarska technika
Kontrola konstrukénich dild az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

e Lékarska technika
Zajisténi kvality Iékarsko-technickych povrchl ve
vyrobé a laboratofi

¢ Materialova véda
Optimalizace funk¢nich vlastnosti novych povrchl a
produktd

* Mikrosystémova technika
Méreni komplexnich geometrii povrchl i u nejmensich
konstruk¢nich dilG s presnosti v rozsahu nanometra

ﬂ Daldi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf WI 50

Plosna 3D méreni

POPIS

Flexibilni, univerzalni méfici

feseni

MarSurf WI 50 je interferometr
bilého svétla, se kterym mizete
trojdimenziondlné méfit a ana-

lyzovat rlizné povrchy — bezdo-
tykové, rychle a nezavisle na
materialu.

Kompaktni WI 50 je méfici fesenti
pfesné tam, kde je vyzadovano
rozliseni subnanometru. Vysoce
pfesny méfici nastroj pro vyzkum
a zajisténi kvality poskytuje spo-
lehlivé hodnoty 3D méfeni —a to
rychle a snadno v nékolika malo
krocich. Diky své uzivatelsky pfi-
vétivé koncepci a vysoké rychlosti
méreni pfi plném rozliseni zafi-
zeni spolehlivé detekuje drsnost i
na velmi hladkém povrchu.

¢ Hlavni vyhody:

Vysoka rychlost méreni — i pfi

plném rozliseni

Funkce CNC ve v3ech osach

Bezpecnost diky detekci kolizi ve

vdech smérem za Ucelem ochrany

pro vas obrobek a méfici systém

Funkce HDR 16 bitd

HD stitching: Konstantné vysoké

rozliseni i pfi velkych méficich

plochach

Novy opticky méfici systém se

vedle dalSich moznosti Uspés-

né pouziva k nasledujicim

méfenim:

Méreni drsnosti podle DIN EN

ISO 4287 /25178

Méreni topografie (mj. objem,

opotiebeni, izotropie)

Méreni mikrogeometrie a tloustky

vrstev

UZivatelé oceriuji fadu MarSurf

jakozto spolehlivé méfici systémy,

které dodavaji kvantitativné sle-

dovatelné 3D charakteristické

hodnoty pro mnoha odvétvi.

Rozsah dodavky:

MarSurf WI 50

Interferometrickd méfici hlava

— 4nasobny drzak objektiva s
detekci

Stativ tvaru L v¢. ridici elektroniky

Motoricky soufadnicovy stdl

(50 x 50 mm) se sklenénymi

mérkami k polohovani vzorkd a

spojovanim obrazu (,, Stitching”)

Motoricka osa Z (70 mm) se

sklenénou mérkou

Meici systémovy pocitac ve.

24" TFT monitoru

Objektivy:

—volitelné 2,5x az 100x

MarSurf MSW k intuitivnimu

zaznamenavani dat

MarSurf MfM pro profesionalni

vyhodnoceni, grafické zndzornéni

a vytvareni protokold

(Ize vybirat z verzi Standard,

Extended, Premium)

TECHNICKE PARAMETRY
WI 50

Typ
Princip méreni

Rozliseni
Rychlost méreni
Parametry

WI 50
Interferometr bilého svétla
Vlysoce vykonna LED (650 nm / bil)
az do 0.2 (nm) vertical
az do 140 fps
ISO 4287, 1SO 13565, ISO 25178 ...

POUZITI

Strojirenstvi
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
opotrebeni

Nastrojarska technika
Kontrola konstruk¢nich dil az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

Lékarska technika
Zajisténi kvality lékarsko-technickych povrcht ve
vyrobé a laboratofi

Materialova véda
Optimalizace funkénich vlastnosti novych povrcht a
produktd

Mikrosystémova technika
Méfeni komplexnich geometrii povrchl i u nejmensich
konstruk¢nich dill s presnosti v rozsahu nanometr(

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf WI 100

Plosna 3D méreni

VLASTNOSTI

Automatizovatelny $pickovy
méfrici systém

MarSurf WI 100 je vykonny inter-
ferometr bilého svétla, se kterym
muUZzete trojdimenzionalné méfit a
analyzovat rGizné povrchy — bez-
dotykové, rychle a nezavisle na
materialu.

Spickovy systém WI 100 je méFici
feSeni pfesné tam, kde je vyzadovano
rozlideni subnanometru. Vysoce
presny méfici nastroj pro vyzkum a
zajisténi kvality poskytuje spolehlivé
hodnoty 3D méfeni - a to rychle a
snadno v nékolika malo krocich.
Diky své uzivatelsky privétivé kon-
cepci a vysoké rychlosti méreni pfi
plném rozliseni zarizeni spolehlivé
detekuje drsnost i na velmi hladkém
povrchu.

Systém ma rozsifenou pracovni
oblast ve sméru XYZ pro obzvlasté
velké objemy vzorkd: Jednoduse
pouzijte bocni pfestaveni, kterym
|ze posouvat dal3i ru¢ni osu Z, a
zmérte XXL komponenty. Systém
na méreni povrchl se vyznacuje
volitelnou moznosti vykonavat
plné automatizovana méreni
nezavisle na uZivateli, kterd ho
predurcuje jako idedlni volbu pro
nekomplikované a vykonné pouziti
v oblasti zajisténi kvality.

Hlavni vyhody:

e Sériova méfeni nezavisle na
uzivateli prostfednictvim automa-
tiza¢niho softwaru

¢ \/ysoka rychlost méfeni —i pfi
plném rozliseni

e Bezpecnost diky detekci kolizi ve
vsech smérem za Ucelem ochrany
pro vas obrobek a méfici systém

e Rozsifend pracovni oblast ve smé-
ru XYZ, az 160 mm ve sméru Z

e HD stitching: Konstantné vysoké
rozlisent i pfi velkych méficich
plochach

¢ Novy opticky méfici systém se
vedle dalSich moznosti Uspésné
pouziva k nasledujicim
mérfenim:

e Méfeni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287 /25178

e Méfeni topografie (mj. objem,
opotrebeni, izotropie)

¢ Meéreni mikrogeometrie a tloustky
vrstevUzivatelé oceriuji fadu
MarSurf jakozto spolehlivé méfici
systémy, které dodavaiji kvantita-
tivné sledovatelné 3D charak-
teristické hodnoty pro mnoha
odvétvi.

476

TECHNICKE PARAMETRY

Ostatni Napajeni Princip méreni Rozliseni Rychlost
méreni
6355002 WI 100 Detekce kolize ve 100 -240V Interferometr azdo 0.2 (hnm)  az do140 fps
Sméru xyz, bilého svétla vertical
2MP-HDR kamera Viysoce vykonna
LED (650 nm / bila)
6355005 WI 100 High Detekce kolize ve 100 -240 V Interferometr azdo 0.2 (nm)  az do140 fps
Resolution Sméru xyz, bilého svétla vertical
5MP-HDR kamera Vysoce vykonna
LED (650 nm / bila)
e Rozsah dodavky: MarSurf Wi 100 POUZITI
e Interferometrickd méfici hlava
— HDR kamera (2 MP nebo 5 MP) e Strojirenstvi
— 4nasobny drzak objektivd s Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
detekci opotrebenti
e Stativ tvaru L v¢. fidici elektroniky
¢ Motorizovany soufadnicovy stdl e Nastrojarska technika

Kontrola konstruk¢nich dild az do submikrometrického
rozsahu pro bezchybné vyrobky

XY (100 x 100 mm) se sklenénymi
mérkami k polohovéni vzorkd a
spojovanim obrazu (,, Stitching”)
* Motorizovana osa Z (70 mm) se .
sklenénym pravitkem
¢ Pfidavna manualni osa Z (100 mm)
o MEFici systémovy pocitac v¢. 24"
TFT monitoru .
e Objektivy:
- volitelné 2,5x az 100x
e MarSurf MSW k intuitivnimu

Lékarska technika
Zajisténi kvality lékarsko-technickych povrchd ve
vyrobé a laboratofri

Materialova véda
Optimalizace funk¢nich vlastnosti novych povrcht a
produktd

zaznamenavani dat e Mikrosystémova technika
e MarSurf ASW pro automatizaci Méfen( komplexnich geometrii povrchd i u nejmensich
(volitelné) konstruk¢nich dilG s presnosti v rozsahu nanometr

e MarSurf MfM pro profesionalni
vyhodnoceni, grafické znézornéni
a vytvareni protokold
(Ize vybirat z verzi Standard,
Extended, Premium)

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf WI 100

Plosna 3D méreni

PRISLUSENSTVI

Obj. ¢. Popis Typ
6820431 Etalon s ryhou Pt 0,2-0,4 pm, 1 um MDS 1
6820431DKS Etalon s ryhou Pt 0,2-0,4 um, 1 pm , DAKKS / DKD certifikat MDS 1
6820431KAL Etalon s ryhou Pt 0,2-0,4 pm, 1 ym MDS 1
6820430 Etalon s ryhou Pt 1-4 ym a 9 pm MDS 9
6820430DKS Etalon s ryhou Pt 1-4 ym a 9 pm , DAKKS / DKD certifikat MDS 9
6820430KAL Etalon s ryhou Pt 1-4 um a 9 um MDS 9
6820901 Brouseny etalon drsnosti MRS 1,5
6820901DKS Brouseny etalon drsnosti , DAKkS / DKD certifikat MRS 1,5
6820901KAL Brouseny etalon drsnosti MRS 1,5
6820903 Brouseny etalon drsnosti MRS 3
6820903DKS Brouseny etalon drsnosti , DAkkS / DKD certifikat MRS 3
6820903KAL Brouseny etalon drsnosti MRS 3
9040597 Etalon rovinnosti v¢. cert. PTB FtS
9040596 Etalon rovinnosti FtS
9040594 Etalon délky 10/25/100/250 pm LS
9040595 Etalon délky 10/25/100/250 pym DakkS LS
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Opticka 3D profilometrie | MarSurf CP /CL select

Flexibilni 3D profilometr
na kontrolu kvality

3D profilometr MarSurf CP /CL se jiz mnohokrat osvédcil
pfi méreni topografie, drsnosti v profilu, vysek profill nebo
tloustky vrstev ve vyrobnim procesu. Jeho modulérni
konstrukce a kombinovatelnost rznych senzorl umoznuji
prizplsobeni pro mnoho rdznych méficich dloh. Ru¢ni
sefizovaci mechanismus ve sméru osy Z s jemnym
nastavenim zarucuje vysoky komfort obsluhy. Alternativné
je k dispozici motorizovana osa Z. Konstrukce na granitové
zékladné a pouziti prvotfidnich komponentl zajistuje
vysokou opakovatelnost méreni. Navic je bez problému
mozné méreni i velkych a tézkych vzorkd.

Bodové snimace

Snimace s vertikalnimi rozsahy
mérfeni od 0,1 do 10 mm podle pouziti
a ddle vysoké vertikdlni rozliSeni s
optimalizovanym pomérem signalu k
Sumu

k dispozici v
rozdilnych
velikostech

Mahr M.a'rSﬁrf CP

Pevna konstrukce

pro optimalni vysledky méfeni / stabilitu
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Usporadani s vice senzory

napf. k méreni drsnosti a kontury
v milimetrovém rozsahu

Rozsifeni rozsahu méreni

u velkoplosnych oblasti a vysek
struktur v milimetrovém rozsahu.

K typickym méficim tloham nalezi
rovinnost, prihyb, drsnost v pfimce,
kontura a vyska profilu.

Portalova varianta

individudlné konfigu-
rovatelna ve veskerych
velikostech

Prehledova
kamera

k flexibilnimu uc¢eni
prabéhu méfeni

2Da3D

méfeni 2D- a 3D parametrl
a struktur
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MarSurf CP select

3D profilometrie

POPIS

Opticka 2D/3D profilometrie
MarSurf CP a MarSurf CL select
jsou optické profilometry, se kte-
rymi mUZete dvoj- a trojdimenzi-
onalné méfit a analyzovat rlizné
povrchy — bezdotykové, rychle
a nezavisle na materialu.

Vyznacuji se mimoradné rychlym
snimanim velkych méficich ploch
v kombinaci s vysokou presnosti
méreni.

Méfici systémy Ize diky modular-
ni konstrukci pfizpUsobit na
rlizné méfici tlohy a individalni
pozadavky z hlediska automa-
tizace, komfortu méreni a pres-
nosti. V zavislosti na dané méfici
Uloze Ize flexibilné volit rtzné
senzory. Je mozné individualné
kombinovat osové systémy a
softwarové moduly.

MarSurf CP a CL select splriuji
vase individuaini pozadavky z
hlediska automatizace, komfortu
méreni a pfesnosti - az po plné
automatické méfici resent.
Velkoplosna 3D méreni

Velmi vysoka rychlost méreni
Sériova méreni nezavisle na
uzivateli prostfednictvim automa-
tiza¢niho softwaru

Vynikajici akceptace nabéhl
Méreni tlousték vrstev a méreni
prahlednych materiald

Velky rozsah méfenf vysky s
velkou pracovni vzdalenosti
Robustni a spolehlivy

Koncepce zajistujici snadnou
obsluhu

Osvédceny opticky méfici
systém se vedle dalSich
moznosti Uspésné pouziva k
nasledujicim mérenim:

Méfeni drsnosti podle DIN EN
ISO 4287

Méreni topografie (mj. objem,
opotiebeni, izotropie)

Méreni makro- a mikro-geometrif
Stanoveni rovinnosti a koplanarity
Uzivatelé ocenuji fady MarSurf
CP a CL select jakozto spolehlivé
méfici systémy, které dodavaji
kvantitativné sledovatelné 2D/3D
charakteristické hodnoty pro
mnoha odvétvi.

Mahr MarSurf cp Sfect

TECHNICKE PARAMETRY

Princip méreni Chromaticky konfokalni
Rychlost méreni 4 kHz
Parametry I1SO 4287, ISO 13565, ISO 25178, ...
e Rozsah dodavky: POUZITI
e MarSurf CP select
¢ volitelné chromatické bodové senzory e Strojirenstvi
¢ volitelné provedeni s portalovou konstrukci v¢. Fidici Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu
elektroniky opotrebeni
¢ volitelné motorizovany soufadnicovy stdl v rlznych
variantach ¢ Elektronika a polovodice
e pramyslovy pocitac v¢. 24" TFT monitord Kontrola konstrukénich dill az do submikrometrického
¢ volitelné tlumenf vibraci rozsahu pro bezchybné vyrobky
o volitelné prehledova kamera
o MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamenavani dat o Lékarska technika
e MarSurf ASW pro automatizaci (volitelné) Zajistén( kvality lékarsko-technickych povrchi ve
o MarSurf MfM pro profesionalni vyhodnoceni, vyrobé a laboratofi
grafické znazornéni a vytvareni protokoll
(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium) e Materidlova véda
Optimalizace funk¢nich vlastnosti novych povrchil a
e MarSurf CL select produktl
¢ volitelné chromatické liniové senzory
¢ volitelné provedeni s portalovou konstrukci v¢. Fidici ¢ Mikrosystémova technika
elektroniky Méreni komplexnich geometrii povrch( i u nejmensich
¢ volitelné motorizovany soufadnicovy stdl v rlznych konstruk¢nich dild s pfesnosti v rozsahu nanometrd
variantach
e pramyslovy pocita¢ v¢. 24" TFT monitord
¢ volitelné tlumenf vibraci
o volitelné prehledova kamera
e MarSurf MSW k intuitivnimu zaznamenavani dat
e MarSurf ASW pro automatizaci (volitelné)
L]

MarSurf MfM pro profesionalni vyhodnocenti,
grafické znazornéni a vytvareni protokoll
(Ize vybirat z verzi Standard, Extended, Premium)

ﬂ Dalsi informace naleznete na nasich webovych strankach: www.mahr.com
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MarSurf 3D povrchova metrologie - primyslova odvétvi

Automobilovy prumysl

e Hnaci Ustroji

e Karosérie

o Interiér

o Elektronika

e Sklenéné komponenty
e Lakovani

Energetika

e Solarnf ¢lanky

e Palivové clanky

e Baterie

e Pfevodovky a turbiny

Tiskarsky prdmysl a
bezpecnostni technika

Tiskarské valce
Tiskarské desky
Papirova sita
Bankovky
Bezpecnostni prvky
Umélecké predméty
Cipové karty

e BGA

e MEMS

¢ \lysokovykonna
elektronika
Mikroelektronika
Spoje typu microvia
Hybridni technika
Vyvody a desky
plosnych spojt

Lékarska technika

Implantaty
Mikrofluidni technika
Snimace

Stenty

Mikrotomy
Inteligentni materialy

Mikrosystémy

o MEMS

o LED

¢ Vlysokovykonna elektronika
e BGA

e Mikrooptika

Nastrojarska technika

 Rezné a frézovaci nastroje
¢ Holici ¢epelky

e Brusné papiry

¢ Povlaky

e Mikronastroje

Optika

Cocky

Rovinné optické prvky
Volné tvary

Asféry

Laserova a rentgenova
zrcadla
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